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IV Международная научная конференция
«Спектроскопия и кристаллохимия минера-
лов», организованная под эгидой Комиссии по
рентгенографии и кристаллохимии минераль-
ного сырья Российского минералогического
общества и при поддерже Российского фонда
фундаментальных исследований, была прове-
дена в январе 2007 г. Институтом геологии и
геохимии УрО РАН в окрестностях г. Екатерин-
бурга. В ее работе приняли участие около 100
представителей из 15 академических и отрас-
левых институтов (Институт химии силикатов
РАН, Институт геологии и минералогии СО
РАН, Институт геологии и геохимии, Институт
геофизики, Институт минералогии, Институт
физики металлов, Институт металлургии, Ин-
ститут химии твердого тела УрО РАН, Инсти-
тут геологии КомиНЦ УрО РАН и другие), а
также сотрудников ВУЗов России (МГУ, СпбГУ,
СпбГИ, УрГУ, УПИ-УГТУ) и Германии из Ека-
теринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербур-
га, Новосибирска, Миасса, Сыктывкара, Сама-
ры, Вюрцбурга и др. В течение 5 дней было за-
слушано 55 устных сообщений, из них 7 заказ-
ных лекций (член-корреспондентов РАН Утки-
на В.И. и Вотякова С.Л., профессора СпбГУ Фи-
латова С.К., ведущего научного сотрудника ИГГ
УрО РАН Щаповой Ю.В., профессора УрГУ
Шура В.Я., профессора УГТУ-УПИ Пупыше-
ва А.А., ведущего научного сотрудника ИГ Ко-
ми НЦ Лютоева В.П. и др.). В работе конфе-
ренции приняла участие большая группа моло-
дых аспирантов и студентов.

Тематика конференции была достаточно
разнообразна; на ней были рассмотрены док-
лады по комплексному изучению структуры,
химического состава, свойств, физико-химичес-
ких особенностей и характеристик широкого
круга материалов, природных и синтетических
объектов – минералов и пород, продуктов тех-
нологического обогащения, индивидуальных
веществ и разнообразных химических соедине-
ний, техно- и биогенных объектов; по теорети-
ческой кристаллохимии и структурному типо-

морфизму минералов; по аналитическому обес-
печению кристаллохимических исследований
минерального вещества, по анализу возможно-
сти использования спектроскопии в монито-
ринге окружающей среды и месторождений, в
оценке технологических характеристик сырья.
Совещание показало, что современная минера-
логия в значительной степени трансформиро-
валась в физику минералов, завершился пере-
ход от качественного описания физико-хими-
ческих свойств минералов – к их детальному
инструментальному, в том числе, спектроско-
пическому исследованию; к интерпретации
реальной, дефектной структуры минералов; к
изучению ультрадисперсного состояния мине-
ральных образований («наноминералов»); к
исследованию состояния наноразмерного кла-
стера и отдельного иона в минерале; к микро-
скопическому, квантовохимическому моделиро-
ванию электронного строения минералов.

На конференции отмечалось, что в пос-
ледние годы завершилось становление физики
и спектроскопии минералов как одного из раз-
делов наук о Земле. В результате выполненных
исследований были созданы структурые моде-
ли различных дефектов структуры минералов
– примесных ионов, дислокаций, внедренных
собственных ионов, вакансий, кластеров при-
месных ионов и др.; расшифрована природа
оптических свойств минералов; исследованы
радиационно-стимулированные явления и осо-
бенности эволюции различных валентных
форм ионов и их структурных позиций в про-
цессе развития Земли – в некоторых геобиоло-
гических и техногенных процессах. Получен-
ная новая информация о «микромире» минера-
ла составила основу для геологических, петро-
логических, геодинамических и экобиологичес-
ких построений. В работах по физике и спект-
роскопии минералов были решены фундамен-
тальные вопросы интерпретации природы и
изучения свойств точечных дефектов структу-
ры минералов на основе использования спект-
роскопических данных; исследованы новые для
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минеральных объектов физические процессы;
решены некоторые прикладные петрогенети-
ческие вопросы (обоснованы новые кристалло-
химические признаки, типоморфные для мине-
ралов определенного генезиса – генетические
индикаторы, выполнена интерпретация резуль-
татов на основе сопоставления с синтетически-
ми аналогами и результатами модельных лабо-
раторных термобарохимических и радиацион-
ных воздействий на минералы); развиты новые
подходы в экологическом и технологическом
картировании и мониторинге, основанные на
использовании кристаллохимии минералов из
техно- и биосферы.

Конференция продемонстрировала, что в
России во многих институтах геологического
профиля ведутся обширные исследования по
физике минералов, в том числе в уральском ре-
гионе в ИГГ, ИГ и ИМин.

При постановке задачи исследования ис-
ходным пунктом является проблематика, свя-
занная с нуждами геологии; в большинстве
работ исследователями ставилась и ставится
цель максимально приблизить физику минера-
лов к классическим геологическим дисципли-
нам, отойти от физики музейных образцов, ха-
рактерной для работ наших европейских и аме-
риканских коллег, вовлечь полученные резуль-
таты в сферу геологических исследований.

Специалистов в области кристаллохимии
и физики минералов интересует широчайший
класс объектов исследования – и «классичес-
кие» минеральные фазы, и нетрадиционные
для минералогов объекты – нефтяные коллек-
тора, природные и модельные стекла и распла-
вы, биогенные минералы, минералы вулкани-
ческих эксгаляций и многое другое. На совеща-
нии полновесно заявили о себе работы по тео-
ретической кристаллохимии минералов и ком-
пьютерному моделированию их атомного и
электронного строения: доклады по этой тема-
тике были представлены сотрудниками ИГГ
УрО РАН, ИХТТ УрО РАН и геологического фа-
культета МГУ. Особо хотелось бы отметить мо-
лодежные работы: презентации многих из них
и по форме, и по содержанию звучали очень убе-
дительно. Лучшие студенческие работы были
награждены сертификатами и дипломами. Од-
но заседание на конференции было посвящено
аналитическим методам исследования мине-
рального вещества (атомной и масс-спектро-
метрии, рентгенофлуоресцентного анализа, ме-
тода атомной силовой микроскопии). Предста-
вители четырех фирм – производителей слож-
ного аналитического оборудования – Intertech,
Bruker, Уральского бюро PerkinElmer и фирмы
«Элемент», генерального дистрибьютора Shi-
madzu, провели представление своих фирм.
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